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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 058-00-03 AA ,Photometrie” im DIN-Normenausschuss
Lichttechnik (FNL) erarbeitet.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

DIN 5032 Lichtmessung besteht aus:

— Teil 1: Photometrische Verfahren

— Teil 2: Betrieb elektrischer Lampen und Messung der zugehérigen Gréfsen

— Teil 3: Messbedingungen fiir Gasleuchten

— Teil 4: Messungen an Leuchten

— Teil 7: Klasseneinteilung von Beleuchtungsstdrke- und Leuchtdichtemessgerdten

— Teil 8: Datenblatt fiir Beleuchtungsstdrkemessger<dite

— Teil 9: Messung der lichttechnischen GrdfSen von inkohdrent strahlenden Halbleiterlichtquellen
Anderungen

Gegeniiber DIN 5032-8:1986-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) durch Zuriickziehung von DIN 5032-6 sind die inhaltlichen Festlegungen an DIN EN 13032-1 angepasst;
b) Aufnahme von Erklarungen zur Ansprechzeit;

c) redaktionelle Anderungen und Anpassungen an die aktuellen Gestaltungsregelungen.
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